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3. Cetatenie: Romana
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"Gheorghe Asachi" din Iasi), Facultatea de Electrotehnica, Sectia Automatizari si
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1993 - 1997 — Stagiu doctoral 1n specialitatea Sisteme automate la Universitatea Tehnica
"Gheorghe Asachi" din Iasi. Teza de doctorat cu tema "Contributii in testarea
echipamentelor de conducere a proceselor", conducator stiintific prof.dr.ing. Corneliu
Hutanu, sustinuta in 2001.
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,,Gheorghe Asachi” din lasi, Facultatea de Automatica si Calculatoare, Departamentul de Calculatoare.
9. Vechime la locul de munca: 25 de ani
10. Cursuri predate: Modelare si simulare, Sisteme de timp real, Fiabilitatea sistemelor distribuite

(curs de master), Evaluarea performantelor, Ingineria programelor, Fiabilitate si sigurantd in
funcionare (curs de master).



Aplicatii la alte discipline: Programarea calculatoarelor, Testarea sistemelor de calcul, Sisteme
tolerante la defecte, Structuri de date si algoritmi.

11. Numir de carti sau capitole de carte: 7
12. Numar de lucriri stiintifice : 70

13. Numir de contracte de cercetare: 10

14. Limbi straine cunoscute: engleza, franceza

15. Domenii de competenta: Testarea sistemelor digitale (in special, testarea memoriilor RAM),
Fiabilitate si siguranta in functionare, Sisteme tolerante la defecte, Modelarea si simularea sistemelor
cu evenimente discrete, Procese Markov, Retele Petri.

16. Functii de conducere si de reprezentare
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17. Alte mentiuni
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2008.
- Evaluator ARACIS (2010).

18. Recunoastere stiintifica

Membru in colectivul de redactie al revistelor:
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19. Burse si mobilitati externe:

Warsaw University of Technology, lunie 1994
National Technical University of Athens, Mai 1997
University of Sheffield, Mai-lulie 1999

20. Telefon / Fax: +40-232-232430

21. E-mail: cascaval@cs.tuiasi.ro

22. Selectie de lucrari stiintifice din aria tematica a tezei de doctorat cu titlul ,,Development of
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